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W sprawie; oceny parametrów użytkowych komputera K 202

W związku z kontrowersyjnymi opiniami na temat 
walorów użytkowych komputera ,K 202, podjąłem decyzję zlece­
nia zespołowi problemowemu Państwowej Rady Informatyki d/s 
Sprzętu pod przewodnictwem prof. A* Kilińskiego dokonania 
oceny walorów użytkowych komputera K 202•

W celu umożliwienia przeprowadzenia badań proszę 
uprzejmie o wydanie polecenia udostępnienia zespołowi prof, 
A. Kilińskiego:
- komputera K 202 wraz z obsługą operatorską w konfiguracji 
pozwalającej na sprawdzenie wszystkich deklarowanych walo­
rów eksploatacyjno-użytkowych

- założeń technicznych K 202
- dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej sprzętu i oprogra­
mowania K 202.

Proszę także o wyznaczenie asoby reprezentującej 
producenta przed zespołem oceniającym oraz członków zespołu 
z ramienia resortu przemysłu maszynowego.

Informujemy, że mgr inż. J, Huk, dr inż,R,Kulesza 
i dr inż. J, Gradowski są członkami Państwowej Rady Informa­
tyki oraz zespołu problemowego PRI d/s sprzętu.

Zakres prac zespołu oceniającego jest sprecyzowany 
w załączonym tekście zadania.
Załącznik 1
zadania dla zespołu, oceny parametrów użytkowych komputera 
K-202



Zadania dla komisji oceny parametrów 
użytkowych, komputera K 202

il

Ti* Ocena parametrów techniczno-eksploatacyjnych komputera 
K 202 zadeklarowanych w dokumentacji producenta.
Efektem takiej oceny powinna być specyfikacja najwłaściw­
szych obszarów zastosowań komputera K 202 oraz wymagań 
technicznych wynikających ze wskazanych obszarów zastosowań.

2i? Przeprowadzenie badań komputera K 202 z uwzględnieniem nastę­
pujących elementów:
2.1 *'! Badania mechaniczne i elektryczne
2.2. 1 Badania funkcjonalne
2.4.! Badania niezawodnościowe

Ad.2.lv
2.1.iil Badania mechaniczne i elektryczne mają na celu wprowadze­

nie zgbdności parametrów urządzenia z wymaganiami technicz­
nymi ustalonymi przez producenta /zał.1 /

2.if2i Badania mogą być przeprowadzone zgodnie z programem prób 
i badań prototypu elektronicznej maszyny cyfrowej K 202 
zaproponowanym przez producenta /zał.2/
Jeżeli komisja uzna ten program za niewystarczający to 
powinna przygotować własną propozycję programu badań 
w porozumieniu z producentem komputera K 202.

2̂ 2v1. Jednostka centralna i pamięć operacyjna
- sprawdzenie poprawności programów, testów kontrolnych 
i testów wykrywających uszkodzenia

- sprawdzenie poprawności wykonywania operacji wynikających 
z listy rozkazów

- ocena szybkości realizacji instrukcji arytmetycznych
- stały przecinek
- zmienny przecinek

2.2.2. Szybkie urządzenia peryferyjne
1 . Taśma magnetyczna

- ocena makroinstrukcji realizujących współpracę 
z taśmami magnetycznymi

- na poziomie fizycznego przetwarzania zbiorów
- na poziomie logicznego przetwarzania zbiorów
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- przeprowadzenie programowego testu współpracy z taśmami 
magnetycznymi np. program sortowania na taśmach magne- 
ty czny eh

2. Dysk magnetyczny
- ocena makroinstrukcji realizujących współpracę z dyskami 
magnetycznymi
- na poziomie fizycznego przetwarzania zbiorów
- na poziomie logicznego przetwarzania zbiorów
z uwzględnieniem następujących sposobów dostępu:

- bezpośredni
- sekwencyjny
- indeksowo-sekwencyjny

- przeprowadzenie programowego testu współpracy z dys­
kami magnetycznymi.

2*2*3* Wolne urządzenia peryferyjne 
Monitor dalekopisowy 
Monitor ekranowy
Czytnik /perforator taśmy papierowej 
Drukarka wierszowa 
Graph plotter

- sposób współpracy z tymi urządzeniami - instrukcje 
na poziomie fizycznym

- dostępnemakroinstrukcje wejścia/wyjścia
- programowy test współpracy z urządzeniami wejścia/

/wyjścia
2#2,4. Urządzenia transmisji danych

- oeena sposobu realizacji współpracy z urządzeniami 
transmisji danych

2,2«5* Oprogramowanie podstawowe
- ocena systemu operacyjnego

- jednoprogramowego SOK-1
- wieloprogramowego SOK-2

- ocena i praktyczne testowanie translatorów języków: 
ASSK, BASIC, FORTRAN IV, MOSJE-2, CEMMA, CSL
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- ocena stanu zaawansowania oprogramowania użytkowego 
/konwersje, sortowanie itp/

- przetestowanie bibliotekiekstrakodów i podprogramów 
użytkowych z dziedzin:

- statystyka
- rachunek różniczkowy i całkowy
- algebra
- funkcje analityczne
- programowanie liniowe
- optymalizacja

Ad,2*3*
Zadanie średniego czasu międzyawaryjnego oraz średniego 
czasu usuwania awarii w czasie eksploatacji przy zmien­
nych warunkach zewnętrznych*

3. Dla realizacji zadań komisji niezbędne jest zobowiązanie 
producenta K 202 do spełnienia następujących warunków:
1 . udostępnienie odpowiedniej konfiguracji komputera K 202

2. oddanie do dyspozycji komisji odpowiedniej kadry opera­
torów, konserwatorów

3* wyznaczenie osoby reprezentującej producenta do stałej 
współpracy z komisją

4* Dostarczenie komisji następującej dokumentacji:
1 /założenia techniczne K 202 
2/organizacja logiczns K-202 
3/opis użytkowy ekstrakodów 
4/biblioteka K-202
5/opisy translatorów języków: ASSK, BASIC, FORTRAN - IV 
MOST-2, CEMMA, CSL
oraz innych koniecznych dla prac komisji materiałów*

Załączniki:
1 . Wymagania techniczne 
2* rogram Prób i Badań Prototypu 
Elektroniczna Maszyna Cyfrowa E 202



4, WmOASIA 5ECHSIC2SE 
Wymagania ogćlne

Ul*l* Maszyna susi być wybonaaa zgodai« s dokumentacją konstrukcyjną̂  
1*1« 2« Poszczególne moduły muszą być sprawdzone na zgodność z odpo­

wiednimi Instrukcjo»! Kontroli (Ib struto jo zostaną opracowane Kg 0  

tonlaie późniejszym i dołączone do SWT)
• 2»t Wymasgsaia ostotyczae*

IswtanekAle lakier©weao « tym samym ka lorze pariaay tyć 
utrzymano w tym sanym odcieniu. Hiodopuszcaalao eą zaoiekl»' ‘ 
pgcfefirsa r skaleczenia 1 alerlwaoicl pogarszające wygląd zamęt«» 
rzny?

,££2isi Ibwlerzohnle zewafttarjesa sio  megą posiadać w®cieeeń i  i^puki#

42̂ 3̂  Łbtfwkrftćw r&e p owiany posiadać okaleosea 1 «ŝ telordw,' - 
■2*4#- Waaystkle^ okablowania powiany być wytonaae oototycsaio* > ' ■ ' || 

Wjaa&aoia raeTsarAosao» .
J*taW szystkie wtafty 1 Irutor powlaay być dotrze dokręeone*
J*2% SstTSflski oraz zamki pycrlnny działać prawidłowo* 
f^^l^Bslsso aa pulpicie ale powinny si§ zaoinać̂

Eray zamykaniu 1 otwieraniu mo&łćw » wyjmowaniu i wkładania jpa?- 
kietćw oraz rucbonych podzespołów wiązki przewodów aiezaogą 
powodować zwarć 1 przerw*

.* Wyaagaala elektryczne.
*1• Haszyaa powinna poprawnie pracować przy wahaniu c io c i zasilająco#  

od -  10 °/o  do +10 %  

w stosunku do napięcia nominalnego*



4.4.2* Maszyna nie może promieniować zakłóceń radlonych przek­
raczających noria§ Pli -62/2-04502 oraz w przewodach sieci c#iych 
zasilania«

4*3* Maszyna nie powinna być podatna na zakłócenia zewnętrzne radiowa 
PS/ poziom natężenie pola, pasmo/

J..4? Maszyna powinna przejść pełny program badań wg. Zał.Ur 1 przy 
zachowaniu warunków podanych w charakterystyce 

'• Wyaggania klimatyczne •

»1# Maszyna powinna być wytrzymała na przebywanie w zmiennych 
warunkach klimatycz nych.
a) temp. otoczenia -10°fl do +40°C
b) wilgotno ś ć wzgłędnâ 90°/o 

.2* Maszyna powinna pracować poprawnie w zmiennych nazunkaoh
klimatycznych
a) tejrjp. od +10° C do +40° Ci
b) wilgotność wz<jlędnâ 90°/o.

łfymagania wytrzymało ściowe.
U  Haszyna powima pracować poprawcie przy udarach wielokrotnych 

rzędu 10g o czasie trwania 5-10ms.
Wymacania funkojonalne.
• Maszyna powinna praoować poprawnie przy sprawdzaniu Se stera,'



5# ME2GDY BADaN
5*1» Badaaia og<51a©*: ■

5*1*1* Bada&la spóźnienia wymagań 4*1*1«# 4*1*2# rrjteazaó przez spraw
•cdzcsaie protokółów odbiera kontroli technicznej*

>¿2»* Bodaaia estetyczne.
t̂̂ fiadsss&a apełaieaia «yngań pkt« 4*2*1*« 4*2*2» 4*2*3» 4« 2 *4*' 

wykonać przea eglęiziay* 
t$ą- Badania EBełuualczne* r %

•3*U‘ Bat^la ê ełnienia »jpnagaii pkt* 4*3*1* cyisssaó £o*Dł»|
, t. net odą*

3*&\ Ją€aai* spełalesla wyBuęanpkt* 4*3*2« 4*3*33 4 .;dm>taq
metodą ussilltriającą oprarardseal« poprawne** wyiaaan&a.‘■i; 

fe3 4 le d/inie «peł^amla i*ja»saa pkt# 4*3*4*' wyfceaa* pzsss c ^ ^ s T a  
I $  Batora *|i)ęte7»s*e« • :■•-• • ?'

£(t£ Sadflatf* epełaiemia tyaagai pkt* 4*4*1«. wśfeoaad w czasie «p«tw*ta-» f 
nia testaat prsts ofc®i*emie o 1Q°/o » a nasrtępaia pods^eitenlA.

"i •< o 1qVo »•pJLfoi* cieci noprzez autotraasfoisiator© aocy i
1003 TA2

- : :-T:/' ' I
2« Badanie spełnienia «ryBagaó pkt* 4*4*2* Ogrsnicsyó eiQ dó 

sprawdzania przenikania do oieoi zasilającej zakłóceń 
w padnie 0915 do 30SH $ f

i  ł*j Badanie spełnienia wymagań pkt* 4*4*3*



Badania klimatyczno*
1« Badania spełnienia wymagali pkW 4*5*1 • przeprowadzić w 

następujący sposób*
a )  unieścić procesor w konorse klimatycznej (lub w pomleszczez&u) 

w temp. otoczenia* Następnie podwyższyć tecperatu r§ do +50° C 

z szybkością zmian 5° C /h*
Pozostawî  procesorów tej tenpera turze przez okres 10 godz , 

Następnie ponownie obniżyć tenperaturę do temperatury otocze­
nia z szybkością zmian 5° c/h i pozostawić w tych trarunkach 
prz»z okres 10 godz* Sprawdzić wymagania pkt* 4.7« 1*

b) Po cyklu ja k  wyżej ponownie podwyższyć temperaturę do+5Q° C 

z ssbkóócią zadań 5° C/h « Po dwu godzinach podi^ższyć 
w ilg o tn o ść  względną do 88°/© r 90°/o i utrzymać te. warunki f 
pzzea 10- godz• Następnie o b n iż y ć  tenperaturędo 2 3 ° c  ± 3 °  C* 

ustalić wilgotność względną na 88°/o ~r 92°/o i utrzymać te warunki 
przez 10 godz* Po skończonym cyklu usunąć krepie skondensoiBBej 
pary wodnej strumieniem sprężonego powietrza o teng?»otocze­
nia 1 pozostawić w warunkach otoczenia zta 10 godz*
Sprawdzić wymagania p k t . 4*7» 1« i  s ta n  pokryć łakLeraiczyoh
i galwaniczny -h*



c) Po zakończeniu po wyże® ego cyklu temperaturę obniży ć
do —10° C z szybkością 5° C/fc. Pozostaw ić rtty&h wazrunkaoh
procesor na 10 godzin.Eastępnie podwyższać temp?
âo t «sapera tuzy otoczenia i pozostawić w tych. rarmkach
aa 10 godz* Sprawdzić wymagania pkt*: 4*7 *1*

ł. Badania ©pełnienia wymagań pkt* 4*5*2* przeprowadzić jak niżejt
a) umieśoić procesor rr komorze (pomieszczenia) klimatycznej

w sozmalnyoh warunkach pracy« Włą<ayć maszynę i sprawdzi <5
wymagania pkt* 4*7.1* Następni© podwyższyć taojperaturę
do +40° 0 z szybkością zmian 5° Wilgstność względnąusta- _ / nlic na 88 /o -f92 /o * Utrzymać te warunki przez 10 godz. SprardJ
w tym okresie spełnienie wymagań pktu 4*7*1 •

bO Obniżyć tenperatur§ w komorze do +10° C z szybko ścią zmian
j«w i utrzymać te waiunki w ciągu 10 godz*

Badania wytrzymałościowe*
« Badania spełnienia wymagań pkt* 4*5* 1* wykonać w czasie spraw* 

dzania maszyny testami przez poddanie jej wstrząsaniu na 
urządzeniu uaożliwaijąqym nastawienie zadanego 10 g w impulsach 
trwających 5-lQms.

Jadania funkcjonalne*
Badania spełnienia wymagań pkt* 4*7*1* przeprowadzić spraw­
dzając praco maszyny testami w ciągu jednej godziny w 
następującej kolejności*
a) Test na pamięć operaoyjną - PaO - 3
b) Test kompleksowy*



Kleąjrjikao â badań
•1 Badanie wyrywkowo podlega prototyp Ur#1 2 oraz losowo jedna szt 
z serii (20 szt) produkcyjnej • Badanie to obejnuje przeprowadzenie 
wszystkich badań zgodnie z piet* 4*

« Badanie wyrobu - podlega każdy egzemplarz prod. JJie obejnuje
pktu* 4*5 «; badali klimatyesnyolw

. M a d  BsSfrtsgcszty RJsL?if®fs»ffri
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> -J PROGRAM PRÓB I BADAN PROTOTYPU 
.■■■ ’ELEKTRONICZNA MASZYNA CYFROWA 

K - 202

i# Wstęp
tył. Przedmiot Programu Prób i badań*

Przedmiotem niniejszego Programu Prób i Badań jest 
'prototyp Elektronicznej Maszyny Cyfrowej K-202.

M; 1*2. Zastosowanie.
-Program Prób i Badań jest uzupełnieniem Tymczasowych 
Warunków Technicznych EMC K-202.
Program Prób i Badań ujmuje dodatkowe badania» które 
należy wykonać celem stwierdzenia prawidłowości rozwią- 
z ani a konstrukcyjnego oraz ustalenia wielkości granicznych 

¿.'i niektórych parametrów.
'.ji*!3« Wybór prototypu do badań.BlKngijf*’ •* * * * ’ - '

iii •' * '• '1*4. Dokumenty związane.
ii:;' : , -
|$r;%4.1. Tymczasowe Warunki Techniczne.

Elektroniczna Maszyna Cyfrowa K-202.
■■ '

J|:. 1.4.2. TWT Odbioru Zasilacza.

1.4.3. Istrukcja Uruchomienia Zasilacza.

Zskfml IfJiłfccrfratąrflw
»W >*•» r#frp

/U-T. £



BADANIA I POMIARY

2,1, Pomiar dopuszczalnych wahań napięcia sieci zasilającej 
/220Vf 50Hz/ procesor.

Przebieg pomiaru
Sprawdzić pracę maszyny testem w/g TWT pkt, 5,4,1,i 
zmieniając napięcie zasilania w dół a następnie w górę, 
mierząc jednocześnie stabilizowane napięcia zasilające na szynach 
zasilających /+5V, -5V/, Ustalić przy jakich napięciach sieci 
następuje przekłamanie tekstu.
Odnotować również wartości napięć stabilizowanych,
UWAGA t Napięcia zasilającego nie należy podwyższać więcej 
niź$?50V i obniżać do wartości mniejszej niż 190V,

2f2* Pomiar prądów pobieranych przez procesor,
W czasie pomiarów w/g pkt,2*1, zmierzyć maksymalną moc pozorną 
pobieraną przez procesor przy napięciu sieci 
zasilającej 220Vi5%,



2» 3*\Po<uiar dopuszczalnycu wuumi Lęc 3Siw>iłxzĉ &fiy!3l!V w 
procesorze.

Przebieg pomiaru:
Sprawdzić maszynę testem kompleksowym.Zmieniać kolejno 
napięcia stabilizowane w dół a następnie w górę, pozostawiając 
pozostałe na wartościach nominalnych i ustalić wartości 
napięć przy których nastąpiło przekłamanie.

2.4* Badanie zabezpieczeń i sygnalizacji układu zfesilania.
Próbę przeprowadzić zgodnie z TWT Odbioru zasilacza pt 2,

3,4*6 oraz Instrukcją Uruchomienia Zasilacza pt 3b, 4, 5a, b, c.

2*5* Badanie pamięci operacyjnej.
Badanie pamięci operacyjnej należy wykonać w następujących 

temperaturach otoczenia maszyny: +10° C, +20° C, +30° C, +40° C 
utrzymywanych z dokładnością +2°C. J
2*5.1. Pamięć operacyjną sprawdzamy przy pomocy ¡testu PAD-3 /pły­

wająca szachownica/
Napięcie +21V zmieniamy w zakresie +10%.
Napięcie +13V zmieniamy w zakresie +20%.
Każdorazowo notujemy wartość regulowanego napięcia, przy którym 
wystąpiło przekłamanie.

2*5*2. Zakres strobu odczytu sprawdzamy na teście PA0-3 zmie­
niając jego położenie potencjometrem ST na pakiecie 0S-2
o +10usek. według pomiaru oscyloskopem.
Notujemy każdorazowo wielkość przesunięcia strobu i impulsu 
odczytu, przy której nastąpiło przekłamanie testu.



2.6. Pomiar ezasdw wykonania operacji.
Pomierzyć czasy wykonania poniższych operacji*
- dodawanie i odejmowanie stałoprzecinkowe /rozkazy ad/
- umieszczanie /rozkaz lo/ 
m skok /rozkaz jp/
- przesunięcie /rezkaz shl/
- dodawanie , mnożenie i dzielenie zmiennoprzecinkowe

Pomiary wykonać za pomocą stopera organizując w pamięci pętlę 7.obieganą 10* razy.

2.7* Pomiar rozkładu temperatur w procesorze.
Zmierzyć temperaturę w następujących punktach procesora*
- w otoczeniu pakietów interface‘ u /nad i pomiędzy pakietami/
- w otoozeniu matryc ferrytowych /nad 1 pomiędzy pakietami/i
- w otoczeniu pakietów ozęści centralnej /w 3 punktach nad
i pomiędzy pakietami/

- w zasilaczu / w 3 punktach w pobliżu radiatorów/ ^

2.3.Pomiar zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez 
maszynę.

Pomiary przeprowadzić zgodnie z przepisami PTf-62/T-04502 
ograniczając się do pomiaru napięcia zakłóceń prsenikająoego 
do sieci zasilającej w zakresie częstotliwości* od 0,15 d(f 30MHz.
czasie pomiaru maszyna powinna być sprawdzana ♦ostem* 

kompleksowym.

2*9• Badania niezawodnościowe.

Badania niezawodnościowe należy przeprowadzić * na prototypie 
który przeszedł z wynikiem pozytywnym wszystkie badania według 
3JWT EMC K-202. Badania te należy przeprowadzić w czasie normalnej 
eksploatacji maszyny, przy czym powinny być utrzymywane następują­
ce warunki otoozenia* temperatura w granicach +15 0-+35 G 
*• wilgotność 80%



W czasie narmalnej eksploatacji należy prowadzić dziennik 
pracy maszyny z uwagami dotyczącymi uszkodzeń i napraw. 
Badania powinny być prowadzone przez okres nie mniejszy niż 
6 miesięcy.



Notatka służbowa

dla: Obywatela Ministra prof, dr inż. J. Iiaczmarka 
od: Dyrektora Generalnego KBI dr inż,Z.Gackowskiego 
w sprawie: komputera K-202 
z dnia 18 sierpnia 19 72r

Na tle załączonej informacji oraz zestawienia potrzeb 
na E 202 wykonanego w KBI wynika, że:
1, Należy rozwijać produkcję komputera E 202 ze względu 

na jego niską cenę w stosunku do innych krajowych., co 
powoduje, że nakłady na nią są porównywalne do nakładów 
użytkowników zachodnich*

2. Eomputer warto przystosować do wymagań Jednolitego Sys­
temu EMC jak to czyni się w WRL z Mitrą 15» produkowany 
na licencji francuskiej,

3* Nakłady dewizowe na rozwój produkcji zmieszczą się w gra­
nicach naszych możliwości.

4* Produkcja E 202 przyczyni się do wytworzenia w kraju 
mechanizmu współzawodnictwa producentów wobec użytkow­
ników,

5* Dalszy rozwój E 202 zależy bardziej od warunków otocze­
nia niż od możliwości łożenia nakładów.

Wg licznych sygnałów Zjednoczenie MERA ogranicza możliwości 
rozwoju E 202 i równocześnie załatwia licencję zagranicz­
ną na podobny sprzęt a więc również niezgodny z JS EMC,

6* Po przeprowadzeniu badań z wynikiem zadowalającym wskaza­
ne jest zakupienie około 10 zestawów E 202 dła potrzeb 
jednostek organizacyjnych Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki,
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